
 
 

Onderzoek Kwaliteit Schoolexamens 

Toestemmingsverklaring 
 

Toestemming 
Door uw akkoord te geven bij aanvang van de enquête bevestigt u de inhoud te kennen van 
de onderstaande informatiebrief die hoort bij dit onderzoek en te begrijpen wat het doel is 
van het onderzoek van Stichting Cito naar de kwaliteit van schoolexamens. 
 

U geeft met uw akkoord aan de wijze te begrijpen waarop uw gegevens worden verzameld, 
opgeslagen, en gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. U bevestigt hiernaast te begrijpen wat 
uw mogelijkheden zijn voor een verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens. Ook deze 
zaken zijn beschreven in de informatiebrief horende bij dit onderzoek. 
 

Als laatste geeft u met uw akkoord toestemming om uw gegevens te gebruiken voor dit 
onderzoek. In het geval u later op uw akkoord wil terugkomen, en wilt dat uw gegevens 
verwijderd worden, kunt u een mail sturen naar het onderzoeksteam. Zij zullen daar dan zorg 
voor dragen. 
 

Onderzoeksteam: 
 Dr. Bas Hemker 
 Dr. Max van Haastrecht 
 
Contactgegevens:  

onderzoek.schoolexamens@cito.nl  
 

Informatiebrief 
 

Doel van het onderzoek 
In het meest recente onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van de 
schoolexaminering adviseerden de onderzoekers aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen (OCW) de kwaliteit van de schoolexamens nader te onderzoeken. OCW 
heeft CitoLab van Stichting Cito gevraagd dit onderzoek uit te voeren.  
 

Dit onderzoek voeren wij uit door middel van twee vragenlijsten en het opvragen en 
analyseren van schoolexamens. Het doel van het onderzoek is om tot een beleidsadvies te 
komen voor OCW waarin meegegeven kan worden wat er al goed gaat bij het maken van de 
schoolexamens, en waar de scholen nog enige hulp kunnen gebruiken. Het is onderzoek op 
stelselniveau: het gaat nergens over de individuele scholen. 
 

Deelnemers 
Dit is een onderzoek onder Nederlandse onderwijsprofessionals die in het voortgezet 
onderwijs betrokken zijn bij de schoolexamens. In de vragenlijst voor docenten willen we 
achterhalen wat docenten doen om kwalitatief goede schoolexamens  te maken. Met de 
vragenlijst voor examencommissies willen wij achterhalen hoe zij naar de kwaliteit van de 
schoolexamens kijken. Ook willen wij vragen of scholen/docenten schoolexamens met ons 
willen delen. Op basis van de schoolexamens, willen wij evalueren wat daar toets-technisch 
gezien de sterke en minder sterke punten zijn. 
 

Het onderzoek betreft alle vakken en alle leerwegen die schoolexamens maken. Deze 
informatiebrief gaat alleen over het invullen van de vragenlijst.  
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Vrijwillige deelname en tijd om te beslissen 
Deelname is geheel vrijwillig en deelnemers kunnen zich op elk moment terugtrekken uit het 
onderzoek zonder gevolgen en zonder opgaaf van reden. Het is ook mogelijk om enkel de 
vragenlijst in te vullen en niet deel te nemen aan de verdere stappen in dit onderzoek.  
 

Werkwijze 
Als deelnemer in het eerste deel van het onderzoek krijgt u toegang tot een digitale 
vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Na afloop van de 
vragenlijst kunt u aangeven of wij u mogen benaderen om deel te nemen aan 
vervolgonderzoek.  
 

Het doel is ook om met de opbrengsten van dit onderzoek scholen concrete handvatten te 
kunnen bieden om te werken aan de kwaliteitsborging en verbetering van toetsing.  
 

De originele gegevens van de vragenlijst zijn alleen beschikbaar voor de onderzoekers. 
Buiten het team van onderzoekers zullen de gegevens niet beschikbaar gemaakt worden. 
Voor de verwerking van de data worden bij de vragenlijst de naam, e-mailadres, functie en 
school versleuteld en afzonderlijk bewaard van de antwoorden op de vragenlijsten.  
 

Ook wanneer schoolexamens gedeeld worden met de onderzoekers, zullen de naam, e-
mailadres, functie en school versleuteld worden. De sleutel zal alleen bij de onderzoekers 
bekend zijn. In het geval een school een (kosteloze) rapportage over de schoolexamens 
wenst1, kunnen deze gegevens verder gebruikt worden buiten het onderzoek zelf, waarbij 
zorg gedragen wordt dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele personen of 
scholen. 

  
Gegevensverwerking en gebruik 

De persoonsgegevens en onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk bewaard. Naast de 
antwoorden op de vragenlijst met gesloten vragen worden de volgende gegevens bewaard: 
naam, e-mailadres, functie, school. Deze worden afzonderlijk van de overige gegevens in een 
beveiligde omgeving opgeslagen. De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is 2 jaar. De 
bewaartermijn voor de geanonimiseerde gegevens is 10 jaar. 
 

Onderzoeksgegevens kunnen worden gepubliceerd en hergebruikt in ander onderzoek, maar 
alleen op zo'n manier dat ze niet naar individuen of scholen te herleiden zijn. 
 

Inzage en verwijdering van gegevens 
U kunt op elk moment vragen om uw gegevens in te zien. U kunt tevens uw toestemming 
voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. In dat geval zullen 
deze worden verwijderd zover mogelijk.  
 

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u krijgen bij de 
verantwoordelijk onderzoeker (zie hieronder), en op de website van het Onderzoek 
schoolexamens ( https://cito.nl/onderzoek-innovatie/portfolio/onderwijskundig-
onderzoek/onderzoek-schoolexamens/) 

 
Onderzoeksteam: 
 Dr. Bas Hemker 
 Dr. Max van Haastrecht 
 
Contactgegevens:  

onderzoek.schoolexamens@cito.nl  

 
1 Dit aanbod geldt voor de eerste 50 aanvragen voor deze rapportage, met een maximum van drie vakken per school. 
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